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摘要(译)

一种用于检测OLED显示器中的亮度和均匀性变化的检测系统，包括：二
维OLED显示器，具有分布在显示器上的预定义的一组发光元件;二维成
像仪;光学元件被布置成使得成像器同时且以放大率暴露于OLED显示器
的预定发光元件组中的所有发光元件，使得每个光敏传感器元件不再记
录光输出比一个发光元件;控制器控制OLED显示器并使预定义的一组发
光元件的每个发光元件发光，并且成像器获取OLED显示器中的发光的发
光元件的图像。本发明还涉及一种用于测量OLED显示器的发光元件中的
亮度和均匀性变化的方法。
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